B Edmund

optics | worldwide

[1 Alle 23 Produkte der Produktfamilie

UV/IR-Sperrfilter - gefasst M40,5x0,5

Produkt #49-812 (X075

O 1) e

+ WARENKORB
Mengenrabatte
Stk. 1-9 €233,00 stiickpreis
Stk. 10-25 €210,00 stiickpreis
Need More? Angebotsanfrage

@ Preise exkusiv der geltenden Mehrw ertsteuer und Abgaben

Downloadbereich
Produktdetails
Hinweis:
AR Coating: Both Surfaces Multi-Layer
Typ:

Mounted Imaging Filter

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Freie Apertur CA (mm):
358
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AuRendurchmesser (mm):

420
Substratdicke (mm):
20
Dicke mit Fassung (mm):
64

Optische Eigenschaften

Grenzwellenléange (nm):
690.00

Grenzwellenldange (nm):
390.00

Brechungsindex (ng):
1.52 Substrate, Varies by Layer

Substrat: [

Float Glass

Oberflachenqualitat:
60-40

Gewinde & Montage

Fitergewinde:
M40.5 x0.50

Konformitat mit Standards

RoHS 2015:
Konform
Konformitétszertifikat:
Anzeigen
Reach 233:
Konform

Produktdetails

o UV/IR-Sperrfilter oder Filter, die nur IR transmittieren

o Transmittieren nur sichtbares Licht oder nur IR

o |R-Sperrfilter kénnen ideal als Warmeabsorptionsfilter eingesetzt werden

IR-Sperrfilter werden haufig als WWarmeabsorptionsfilter eingesetzt, da sie den sichtbaren Spektralbereich transmittieren und infrarote Strahlung ab 780 nm stark blocken. Die Filter werden in Beleuchtungssystemen eingesetzt
oder um IR-empfindliche Sensoren zu schiitzen. Bitte beachten Sie, dass sich durch intensive UV-Strahlung mit Wellenlangen unter 320 nm (zB. Xenon-Lampen) die Transmissionseigenschaften der Filter dauerhaft verdndern
kdénnen. Die UVIIR-Sperrfilter sind mehrfach beschichtete InterferenZilter, die ungewiinschte UV- und IR-Strahlung komplett blocken. Sie werden besonders fir Anwendungen mit digitalen Bildsensoren ohne IR-Schutfilter
empfohlen. Der Einfallswinkel spielt keine grofl3e Rolle, allerdings wird kein extrem groRer Einfallswinkel empfohlen. Die UVMS-Sperrfilter absorbieren den groRten Teil des UV- und VIS-Bereichs und transmittieren den IR-
Bereich. Fir Infrarotbilder, die aus einer Kombination aus sichtbarem und infrarotem Licht entstehen, ist der R-72 Filter gut geeignet (transmittiert >720 nm). Bitte beachten Sie, dass Objektive tblicherweise fiir das sichtbare

Spektrum berechnet sind. Bei Infrarotbildern ist dann eine Nachfokussierung nétig.
There is little effect on off-axis angles; however, it is not recommended for extreme angles of incidence. UVMS-Cut filters, also known as Infrared (IR) Pass Filters, absorb most of the ultraviolet and visible region and transmit the

infrared region. For infrared images that combine \isible and infrared light, we recommend the R-72 Infrared (IR) Pass Filter (which passes 720nm and abowe). Note that lenses are typically designed for the \isible spectrum, so
focusing adjustment is required to obtain clear images in the infrared.

Technische Informationen

Infrared Filters
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